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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMITE INTERNATIONAL SPECIAL DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES

SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 2-3: Méthodes de mesure des perturbations et de I'immunité —
Mesures des perturbations rayonnées

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organi
composee de Iensemble des comltes eIectrotechnlques nationaux (Conrjité

nationales et rég
nationales ou rég 3

La CEl n’a prévu a
responsabilité poup e

Tous les utilisateuxs dojven S ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune re iIké R Qi imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandata'res y coms es experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nation Qut préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
domma querature ue ce soit, dlrecte ou indirecte, ou _pour supporter les couts (y compris les frais

toute autre Pub 'catlon de la CEl, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attir€eSur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CISPR 16-2-3 a été établie par le sous-comité A du CISPR: Mesures
des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques.

Cette seconde édition de la CISPR 16-2-3 annule et remplace la premiére édition parue en
2003, 'amendement 1 (2005) et 'amendement 2 (2005).

Le document CISPR/A/657/FDIS, circulé comme amendement 3 auprés des Comités
nationaux de la CEl, a conduit a la publication de la nouvelle édition.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

SPECIFICATION FOR RADIO DISTURBANCE AND IMMUNITY
MEASURING APPARATUS AND METHODS -

Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity —
Radiated disturbance measurements

FOREWORD
The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The(obje promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the ele a 3
this end and in addition to other activities, IEC publishes International i pecifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guigdes (hergafte ? to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committeg mittee interested

in the subject dealt with may participate in this preparatory wé
governmental organlzatlons Ilalsmg with the IEC also partICIpa e

agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical
consensus of opinion on the relevant subje
interested IEC National Committees.

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end user.

between any IEC Publicat
the latter.

IEC provides ng
equipment declare

All users should ens

members of its te ica EC National Committees for any personal injury, property damage or
other damagé © Y aturs tsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses aKsing © 9 ation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

indispensabie for he orrect’application of this publication.

Attention is drawn_to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard CISPR 16-2-3 has been prepared by CISPR subcommittee A: Radio
interference measurements and statistical methods.

This second edition of CISPR 16-2-3 cancels and replaces the first edition published in 2003,
amendment 1 (2005) and amendment 2 (2005).

The document CISPR/A/657/FDIS, circulated to the National Committees as amendment 3,
led to the publication of the new edition.
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Le texte de cette norme est basé sur la premiére édition, son amendement 1, son
amendement 2 et sur les documents suivants:

FDIS Rapport de vote
CISPR/A/657/FDIS CISPR/A/672/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

ifié avant la date de
.ch»_dans les

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas mod
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://wekstoree

* reconduite;
e supprimeée;

e remplacée par une édition révisée, ou

O

« amendée.
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The text of this standard is based on the first edition, its amendment 1, amendment 2 and the
following documents:

FDIS Report on voting
CISPR/A/657/FDIS CISPR/A/672/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
The committee has decided that the contents of this publication will remgin.unchanged until

the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http: fore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publicatio

* reconfirmed,
* withdrawn,
* replaced by a revised edition, or

QQ%@\@
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SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 2-3: Méthodes de mesure des perturbations et de I'immunité —
Mesures des perturbations rayonnées

1 Domaine d'application

a méthode de
218 GHz.

La présente partie de la CISPR 16 est une norme fondamentale qui spé
mesure du champ perturbateur rayonné, dans la gamme de fréquence

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensaple ‘application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citee. s'appliquexPour les références
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Appareils de S Y bations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations
radioélectriq 3k
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